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摘 要

本文主要研究主題為影像視覺應用在平面口罩之瑕疵檢測，針對平面口罩上的固定鐵線及表布瑕疵做辨識，包括判別鐵線

的長度和位置的瑕疵以及表布的污點、破損和異物等瑕疵，針對鐵線的影像處理步驟依序為色彩空間轉換、靜態二值化、

尋找口罩位置、定出鐵線矩形框的位置、鐵線矩形框動態二值化以及鐵線位置與長度檢測；表布的瑕疵檢測方面，包括口

罩表布位置、影像濾波、分割以列為基礎檢測小區塊、零平均處理、計算區域特徵值、以列特徵值的瑕疵檢測。另外，在

表布瑕疵檢測方面，為了做表布瑕疵檢測的比較，又利用相關係數法比對的方式求其相似度做瑕疵檢測。最後本文針對實

際的平面口罩，以實驗來驗證所提方法的可行性。
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